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Description :  1) Contexte  

L’analyse en composantes principales est une méthode statique qui est 

fréquemment utilisée pour la surveillance des systèmes industriels [1]. 

En effet, la procédure du diagnostic se résume dans la détection et 

l’isolation des défauts affectant le fonctionnement d’un système. L’ACP 

connue aussi sous le nom de transformée de Hotelling se base sur la 

transformation des variables corrélées en nouvelles variables nommées 

« Composantes Principales » dé-corrélées les unes des autres, ce qui 

permet ainsi de réduire le nombre des variables d’un système et de rendre 

l’information moins redondante [2]. Plusieurs sont les applications qui 

ont mis en évidence l’efficacité de l’utilisation de l’ACP pour la 

détection et la localisation de défauts [3].  

L’implémentation hardware de l’ACP a constitué une innovation dans le 

domaine de l’embarqué [4]. Deux phases importantes peuvent être 

considérées lors du développement de l’architecture ; La première 

consiste à la phase de prétraitement ainsi que la détermination du modèle 

ACP du système. La deuxième phase se chargera de la détection et la 

localisation des défauts affectant le système. 

2) Contributions à apporter  

L’objectif de ce sujet est, ainsi, de développer une nouvelle 

méthodologie pour implémenter un système de détection et de 

localisation de défauts basé sur l’ACP sur une architecture reconfigurable 

FPGA. 

3) Application  
Appliquer cette méthodologie pour la détection des défauts des tuyères 

d’un spacecraft lors de la mission Mars Sample Return. 
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